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GIRIS

Cagimizda, boyutlar: inanilmaz simirlar1 zorlayan teknik ge-
lismeler, her sahada oldugu gibi Dishekimligini de olumlu bi¢cim-
de etkilemistir. Cok uzun yillax, yiizeysel goriisler ve varsayim-
larla daha iyiye gotiiriilmek istenen ve arastirma konumuzun
icerigi olan amalgamlar, cesitli teknik arac ve yontemlerle bu-
giinkii diizeye erisebilmislerdir.

Bu arastirmada kullandigimiz arag¢, arastirilma donemini
uzun siiredir geride birakmis ve arastirmalarda standartlasmis
olan Electron Microprobe Analyzer'dir (1,2,6,7,8).

MATERYAL VE METOD

Arastirmamizda kullanilan ornekler, tarafimizdan diisiiniile-
rek ODTU Metaliirji Laboratuvarmda celikten yapilan 6zel bir
kalip yardimi ile hazirlanmistir (Resim 1).

Degisik Hg-toz oranlarinda (1:3, 1:2, 1:1, 2:1 ve 3:1), oda si1-
cakhiginda (23=F2°C), diiz bir yiizey iizerine mengeneler ile sikis-
tirillmis 6zel kalip icine amalgam tepicileri ile doldurularak ha-
zirlanan karismalar, 2 saat siire ile donmaya birakildiktan son-
ra kaliptan cikarildilar.-icerdigi fazlarin saptanabilmesi icin,
MTA Laboratuvarlar Dairesinde JEOL (JCXA-50A) Electron Mic-
roprobe Analyzer ile incelemeye alindilar (Resim 2).

Degisik Hg-toz oranlarindaki ornekler icerdikleri metallere
gore ayarlanarak, ayri1 ayr1 goriintiilendi.

(*) G.U. Dis. Hek. Fak. Dis Hast. ve Ted. Ogr. Uyesi.
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Resim 1. Orneklerin hazirlanmasinda kullanilan kalip.

Resim 2. Electron Microprobe Analyzer.



BULGULAR

Lumicon amalgam i¢in degisik Hg-toz oranlarinda S'er adet
hazirlanan 6rneklerin ayri ayri incelenmesi sonucu, igerdigi bi-
lesimler resimlerle (1850 X) belirlendi.

Lumicon oOrneklerinden elde edilen resimlerde; Ag3Sn (y),
Ag,Hg, (yi), Sn,Hg fazlar1 gézlendi.

Lumicon'un Hg-toz oram; 3:1 olan o6rneklerinde saptanan
fazlar Resim 3 (a, b, c), 2:1 olan oOrneklerinde saptanan fazla
Resim 4 (a, b, ¢, d), 1:1 olan O6rneklerinde saptanan fazlar Resim
5 (a, b, c,d), 1:2 olan 6rneklerinde saptanan fazlar Resim 7 (a, b,
c, d) de gosterilmistir.

Resim 3a. Lumicon'un 3:1 oranindaki kompozisyon goriintiisi.
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Resim 3b. Lumicon'un 3:1 Resim 3c. Lumicon'un 3:1
oraninda sn X-ray goriuntisi. oraninda Hg X-ray goriintiisi.

Resim 4a. Lumicon’un 2:1 Resim 4b. Lumicon'un 2:1
oraninda kompozisyon goriintiisii. oranminda Sn X-ray goriintiisii.
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Resim 4c. Lumicon'un 2:1 Resim 4d. Lumicon'un 2:1
oraninda Hg X-ray gorlntisi. oraninda Ag X-ray gorintisi.

Resim 5a. Lumicon'un 1:1 Resim 5b. Lumicon’un 1:1
oranminda kompozisyon goriintiisii. oranminda Sn X-ray goriintiisii.
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Resim5¢c. Lumicon’un 1:1 Resim 5d. Lumicon'un 1:1
oraninda Hg X-ray goriintiisii. oramnda Ag X-ray giriintiisii.

Resim 6a. Lumicon'un 1:2 Resim 6b. Lumicon'un 1:2
oraninda kompozisyon gorintisi. oraninda Sn X-ray goriintisi.
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Resim 6¢c. Lumicon'un 1:2 Resim 6d. Lumicon'un 1:2
oraninda Hg X-ray .Toiiintiiui. oranin d& Ag X-ray gorintisi.

Resim 7a. Lumicon’un 1:3 Resim 7b. Lumicon'un 1:3
oraminda kompozisyon goriintiisii. granmmda Sn X-ray goriintiisii.
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Resim 7c. Lumicon'un 1:3 Resim 7d. Lumicon'un 1:3
oraninda Hg X-ray goriintisi. oraninda Ag X-ray gorintisi.

TARTISMA

Arastirmamizda, Bati Alman (Bayer, Leverkusen) kaynakli
Lumicon amalgami kullanilmistir. Prospektiisiinde belirtildigine
gOre, giimiis amalgam tozu seklinde sunulan Lumicon, ADA
standart esaslart No. 1 (1977), ISO standart esaslar1t R 1559 (1970)
ve BSI standart esaslar1 2938 (1961)'e uymaktadir.

Arastiricilar, Lumicon bilesiminin klasik amalgamlarin ya-
pisina uydugunu, bu nedenle bu gruba katilabilecegini bildir-
mislerdir (3, 5, 9,10).

Genel olarak, civa ile karistirilan klasik toz alasimlardaki
Ag-Sn sisteminin gamma ve beta fazlarina civanin girmesi ile,
gamma -1 ve gamma - 2 fazlarinin olustugu kabul edilmistir (4,
9,11). Arastirmamizda elde edilen bulgular bunu desteklemek-
tedir.

Bazi arastiricilarin, bakir igeren klasik amalgamlarin yapi-
sinda, bulundugunu ileri siirdiikleri Cu,Sn (e) faz1 (6, 7, 9), Lu-
micon alagimi icinde gézlenememistir.
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SONUC

Degisik Hg-toz oranlarinda hazirlanan o6rneklerin faz ana-
lizleri, Electron Microprobe Analyzer ile, kompozisyon ve degi-
sik fazlarin X-ray goriintiileri seklinde verildi.

OZET

Klasik bir amalgim tiiri olan Lumicon'un icerdigi fazlar, degi-
sik metallere ayarlanabilme o6zelligi olan Electron Microprobe
cihazi ile arastirildi Elde edilen resimlerde Ag,Sn ( ), Ag,Hg,
() ve Sn.Hg (,) fazlar1 gozlendi. Klasik amalgamlarda varh-

g1 bildirilen Cu:,Sn (¢) fazi saptanamadi.
SUMMARY

The Investigation of the Phases of Lumicon, a Classical Amal-
gadm by Electron Microprobe Analyser.

The phases that Lumicon, a classical amalgam, contains
were investigated by means of Electron Microprobe Analyser
that can be adjusted to different metal contents. Ag3Sn (y),
Ag2Hg3 (yi) and Sn,Hg Cy,) phases were observed in the pho-
tographs. The presence of Cu,Sn (¢) phase that is told in the
classical amalgam bodies couldn't be detected.
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